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Las extraordinarias propiedades de los nanotubos de carbono (NTC) han hecho que este tipo de nanoestructuras sean el objeto de
estudio de numerosas investigaciones a nivel mundial. Algunos de estos estudios son enfocados al proceso de su obtencién e
involucran el uso de técnicas basadas en la descomposicidn de diferentes precursores ricos en carbono'? (benceno, tolueno, alcanfor,
etanol) para obtener grandes cantidades de este material con un alto grado de pureza. Un material que supone alto contenido en
carbono son los residuos sélidos obtenidos de la pirolisis de los neumaticos que algunas industrias generan al tratar de resolver el
problema de su eliminacién, sin embargo, las caracteristicas de este tipo de residuos tales como: composicidon elemental y
temperatura de descomposicién son desconocidas. Es por lo anterior, que en el presente trabajo se muestran los resultados
obtenidos de la caracterizacidn realizada a los residuos piroliticos de neumaticos. Dentro de los resultados obtenidos por MEB
(microscopia electrénica de barrido) se observan altos contenidos de carbono, ademas de la presencia de particulas de cobre que
pueden afectar la formacién de las nanoestructuras finales (NTC). Adicionalmente, los resultados generados por ATG (analisis
termo-gravimétricos) indican temperaturas relativamente bajas para la descomposicién de los residuos de los neumaticos, lo que los
hace un material factible en su uso como materia prima para la obtencién de NTC por técnicas basadas en la descomposicién de
precursores en fase vapor.
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